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USB 产品技术要求：规格书 
1. 使用温度：-25℃～+75℃    2.额定电压：30V   3.额定电流：1.5A 

4.  技术要求： 

项       目 条    件 要    求 测试方法 

5. 1 耐压 不想接触的导电部分之间的绝

缘性能承受 AC 500V 50Hz，持

续 1min 

 

不击穿或无飞弧 

用耐压测试仪漏电

流为 1mA 档进行 

5. 2 

绝缘电阻 

各不相接触的导电部分之间绝

缘电阻 

常   态≥1000M Ω 

高   温≥100M Ω

恒定湿热≥10M Ω

绝缘电阻测试仪

DC500V档测量持续

1min 

 

 

电

气

性

能 

5. 3 

接触电阻 

插头插入插座时，插头与接触簧

片之间的接触电阻 

≤30mΩ 用毫欧表测试 

插头插入插座的插入力 5. 4 成品

对插保持

力 

插头拔出插座的拔出力 

7-35.7N 用测力计  

机

械

性

能 

5. 5 

机械寿命 

插拔 1500 次，插 /拔速度

200/3000 次/H；寿试后，接触

电阻≤100MΩ 

满足 5.1、5.2、5.3、

5.4 项外观无异常 

在寿命测试机上测

试 

5. 6 

恒定湿热 

40±2℃,90-95％RH，持续 96

小时，然后在正常条件放 1-2h

满足 5.1、5.2、5.3

项外观无异常 

在湿热中箱进行 

5. 7 

温度变化 

-10±2℃,0.5h，55±2℃,0.5h，

循环 5 次，在室温下放置 2h 

符合 5.1、5.2、5.3

表面应无锈蚀裂纹 

低温箱 

高温箱 

5. 8 

高温测试 

在高温 130±5℃，持续 3h，然

后在正常条件放 1h 

塑料不变形 

满足 5.2 项要求 

在高温箱进行 

 

 

环

境

测

试 

5.9 

盐雾试验 

5％NACL 溶液 35℃,24 小时 表面无明显锈蚀 盐雾试验箱 

5. 10 

耐焊接热 

引出端浸渍到离塑料基体 2～

2.5mm 处，溶锡温度：260±5℃，

浸渍时间：3～5s. 

塑料不变形，引出

端应无脱落 

在焊锡炉中进行 

5. 11 

可焊性 

可焊性测试仪，浸入 230±5℃

表面浸松香水，焊锡槽 3±0.5s

浸锡面≥90％ 在焊锡槽中进行 

其

他 

5. 12 

外形尺寸 

见外形图  游标卡尺 

1、 产品应贮存在环境温度-10～40℃，相对湿度数≤80％，周围空气有没酸性、碱性或其

它有腐蚀性气体的库房内保管。 

2、 贮存期限：自生产日期不超过一年。 

3、 本产品如有不良事件，望厂家及时反馈，以便及时记录、查核、改善、跟踪。 

4、 引用标准 SJ/T10495-94 
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深圳市华宇创精密电子有限公司 
绝缘电阻测试报告 

产品名称：USB AF 短体             数量：5PCS 

产品料号：                                        测试日期：2013/11/08 

1、测试目的 

验证产品的绝缘电阻是否符合要求 

2、测试条件 

电压：DC 500V 之间的联系和接触或邻近的地面 

3、产品规格 

绝缘电阻：1000MΩMin 

4、测试记录 

 

绝缘电阻测试记录参阅附件 

 

5、判定结果 

OK 

备注 

 

N/A 

  

核准： 黎阳               审核：张巧              制作：冯壹 
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    Insertion R
esistance    U

nit:1000M
Ω
 
M
i
n
 

 

N
o 

1# 
2# 

3# 
4# 

5# 

Insertion 

R
esistance 

Pass 
Pass 

Pass 
Pass 

Pass 

R
esult 

O
K

 
O

K
 

O
K

 
O

K
 

O
K

 

Spec:1000M
Ω

 
M
i
n
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深圳市华宇创精密电子有限公司 
接触电阻测试报告 

产品名称：USB AF 短体       数量：5PCS 

产品料号：见图面                                         测试日期：2013/11/08 

1、测试目的 

验证产品的接触电阻是否符合要求 

2、测试条件 

电压：DC 30V       电流：DC 1.5mA 

3、产品规格 

初步：30mΩ Max 

4、测试记录 

 

接触电阻参阅附件 

 

5、判定结果 

OK 

备注 

 

N/A 

 

核准： 黎阳               审核：张巧              制作：冯壹 
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接
触

阻
抗

测
试

数
据

               30m
Ω
 
 
M
a
x 

1pcs 
20 

23 
15 

21 

2pcs 
15 

19 
20 

19 

3pcs 
22 

17 
20 

21 

4pcs 
19 

22 
20 

15 

5pcs 
17 

20 
21 

21 

判
定

 
O

K
 

O
K

 
O

K
 

O
K
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深圳市华宇创精密电子有限公司 
插拔力测试报告 

产品名称：USB AF 短体          数量：5PCS 

产品料号：见图面                                         测试日期：2013/11/08 

1、测试目的 

验证产品的插拔力是否在范围之内 

2、测试条件 

插拔速度实际在 25±3mm/min 

3、产品规格 

插入力：3.57K G/F Max.     拔出力：1.02KG/F    Min 

4、测试记录 

 

插拔力测试记录参附件阅 

 

5、判定结果 

OK 

备注 

 

N/A 

 

核准： 黎阳               审核：张巧              制作：冯壹 
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 Insertion/Pulling    Force 

1# 
2# 

3# 
4# 

5# 
Sam

ple 

N
o 

Insertion 

Force 

Pull out 

Force 

Insertion 

Force 

Pull out 

Force 

Insertion 

Force 

Pull out 

Force 

Insertion 

Force 

Pull out 

Force 

Insertion 

Force 

Pull out 

Force 

U
SB

 A
F 

B
ipod 

1.64 
1.07 

1.54 
1.05 

1.75 
1.06 

1.65 
1.07 

1.82 
1.04 

R
esult 

PA
SS 

PA
SS

 
PA

SS
 

PA
SS

 
PA

SS
 

PA
SS

 
PA

SS
 

PA
SS

 
PA

SS
 

PA
SS

 

插
入
力
：

3.57K
G

F M
A

X
.      

拔
出

力
：

1.02K
G

F M
IN

 

 核
准

：
张

巧
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
审

核
：

 
黎

阳
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
制

作
：

冯
壹
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深圳市华宇创精密电子有限公司 
寿命测试报告 

产品名称：USB AF 短体        数量：5PCS 

产品料号：见图面                                     测试日期：2013/11/08 

1、测试目的 

确认外观、功能和接触电阻的耐久性试验后 

2、测试条件 

实际速度以每小时 1200 次/H 

3、产品规格 

插拔 1500 次，测试后的接触阻抗为 100mΩ Max 

4、测试记录 

 

寿命测试记录参阅附件 

 

5、判定结果 

OK 

备注 

 

N/A 

 

核准： 黎阳               审核：张巧              制作：冯壹 
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寿
命
前
的
接
触
阻
抗

       30m
 
Ω
M
ax
 

1PC
S 

21 
23 

18 
25 

2PC
S 

15 
18 

21 
15 

3PC
S 

23 
14 

19 
27 

4PC
S 

19 
20 

22 
28 

5PC
S 

17 
22 

28 
27 

判
定

 
O

K
 

O
K

 
O

K
 

O
K

 

寿
命
后
的
接
触
阻
抗

        100m
 
Ω
M
a
x
 

1PC
S 

52 
46 

53 
42 

2PC
S 

45 
41 

44 
47 

3PC
S 

53 
50 

50 
51 

4PC
S 

44 
47 

52 
53 

5PC
S 

42 
51 

44 
55 

判
定

 
O

K
 

O
K

 
O

K
 

O
K
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深圳市华宇创精密电子有限公司 
恒定湿热测试报告 

产品名称：USB AF 短体        数量：5PCS 

产品料号：见图面                                      测试日期：2013/11/08 

1、测试目的 

验证产品恒定湿热后是否符合要求 

2、测试条件 

40±2℃,90-95％RH，持续 96 小时， 

然后在正常条件放 1-2h 

3、产品规格 

连接点外观：        无异常 

测试后接触电阻：      100mΩ Max 

4、测试记录 

 

接触电阻参阅附件 

 

5、判定结果 

OK 

备注 

 

N/A 

 

核准： 黎阳               审核：张巧              制作：冯壹 
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恒
定
湿
热
测

试
后
接
触
阻
抗
测
试
数
据

      100m
 
Ω
M
a
x 

1pcs 
52 

53 
54 

51 

2pcs 
47 

44 
45 

49 

3pcs 
47 

54 
50 

46 

4pcs 
53 

52 
49 

45 

5pca 
46 

40 
49 

51 

判
定

 
O

K
 

O
K

 
O

K
 

O
K
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深圳市华宇创精密电子有限公司 
温度变化测试报告 

产品名称：USB AF 短体     数量：5PCS 

产品料号：见图面                                         测试日期：2013/11/08 

1、测试目的 

确认外观、功能和接触阻抗符合要求 

2、测试条件 

温度：-10℃±2℃  0.5h；55±2℃  0.5h 

时间：循环 5 次  在室温下放 1-2h 

3、产品规格 

连接点外观：        无异常 

初步接触电阻：      30mΩ Max 

4、测试记录 

 

测试记录参阅附件 

 

5、判定结果 

OK 

备注 

 

N/A 

 

核准： 黎阳               审核：张巧              制作：冯壹 
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温
度
变

化
测
试
后
接
触
阻
抗

      30m
 
Ω
M
a
x 

1pcs 
18 

19 
23 

20 

2pcs 
21 

22 
19 

22 

3pcs 
18 

21 
19 

22 

4pcs 
19 

18 
18 

23 

5pca 
21 

23 
22 

19 

判
定

 
O

K
 

O
K

 
O

K
 

O
K
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深圳市华宇创精密电子有限公司 
高温测试报告 

产品名称：USB AF 短体       数量：5PCS 

产品料号：见图面                                        测试日期：2013/11/08 

1、测试目的 

确认外观、功能和绝缘阻抗符合要求 

2、测试条件 

条件正常温度：130℃±5℃ 

持续时间：3小时  在正常条件放 1h 

3、产品规格 

连接点外观：        无异常    塑胶无变形 

绝缘电阻：     100mΩ Min 

4、测试记录 

 

测试记录参阅附件 

 

5、判定结果 

OK 

备注 

 

N/A 

 

核准： 黎阳               审核：张巧              制作：冯壹 
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高
温
测
试
后
绝
缘
阻
抗
数
据
 

 

N
o 

1# 
2# 

3# 
4# 

5# 

Insertion 

R
esistance 

63 
73 

69 
72 

78 

R
esult 

O
K

 
O

K
 

O
K

 
O

K
 

O
K

 

Spec:100M
Ω

 
M
i
n
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深圳市华宇创精密电子有限公司 
可焊锡测试报告 

产品名称：USB AF 短体      数量：5PCS 

产品料号：见图面                                          测试日期：2013/11/08 

1、测试目的 

焊锡脚浸锡面≥90％ 

2、测试条件 

产品焊脚浸松香水 

浸入 230±5℃锡槽中 

时间：3±0.5S 

3、产品规格 

浸锡面≥90％ 

4、测试记录 

 

样品 

5、判定结果 

OK 

备注 

 

N/A 

 

核准： 黎阳               审核：张巧              制作：冯壹 
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深圳市华宇创精密电子有限公司 
盐雾测试报告 

产品名称：USB AF 短体        数量：5PCS 

产品料号：见图面                                        测试日期：2013/11/08 

1、测试目的 

24 小时后盐雾喷雾试验，符合产品要求 

2、测试条件 

试验温度：35℃±2℃ 

相对湿度：95％～98％ 

试验时间：24 小时 

3、产品规格 

连接点外观：      无异常 

测试后接触电阻：  100m  ΩMax 

4、测试记录 

 

盐雾试验报告/盐雾后接触电阻参阅附件 

 

5、判定结果 

OK 

备注 

 

N/A 

 

核准： 黎阳               审核：张巧              制作：冯壹 
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盐
雾
后
接
触
阻
抗
测
试
数
据

      100m
 
Ω
M
a
x 

1pcs 
52 

46 
48 

43 

2pcs 
33 

54 
42 

48 

3pcs 
47 

40 
42 

52 

4pcs 
43 

50 
51 

43 

5pca 
34 

43 
50 

55 

判
定

 
O

K
 

O
K

 
O

K
 

O
K
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深
圳

市
华

宇
创

精
密

电
子

有
限

公
司

 
盐

雾
试

验
报

告
 

编
号
：

201304022006                       日
期

：
2013-11-09 

产
品
名
称

 
U

SB
类

 
产
品
规
格

 
U

SB
 A

F 
短
体

 
产
品
来
源

 
工
程
部

 
料
号

 
 

试
验
结
果

 
试
验
项
目

 
试
验
条
件

 
4
小
时

后
 

8
小
时

后
 

12
小
时

后
 

16
小
时

后
 

20
小
时

后
 

24
小
时

后
 

 
 

 
 

 

盐
雾
测
试

 

盐
水
浓
度
：
5
％
 

试
验
时
间
：
 

开
始
：
1
0
:
2
0
 

结
束
：
1
0
:
2
0
 

共
计

：
2
4
小
时

 

压
力

桶
温

度
：

4
7
±
2
℃

 

试
验

箱
温

度
：

3
5
±
2
℃

 

喷
雾

压
力

：
1
.
0
0
±

0
.0

1K
G/

C
㎡

 

表
面
无

异
常
现

象
 

表
面
无

异
常
现

象
 

表
面
无

异
常
现

象
 

表
面
无

异
常
现

象
 

表
面
无

异
常
现

象
 

表
面
无

异
常
现

象
 

 
 

 
 

 

结
果
判
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K
 

O
K

 
O

K
 

O
K

 
O

K
 

O
K
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